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Anotacija

Apskatitas miisdienigas cietu vielu elementu mikroanalizes metodes (optiskas un elektronu
mikroskopijas, mijiedarbibas un izstaroto starojumu analizes metodes, analitiskas metodes u.c.).
Apskatito metozu pielietoSana strukturalo un sastava elementu analizém. Apskatitas paraugu
sagatavosanas metodikas un Kkritgriji.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetencés un
prasmes

Kursa mérkis ir iepazistinat ar miisdienigam cietu vielu elementu mikroanalizes metodém. Kursa
laika students iepazist dazadas analizes metodes, izprot to darbibas principu un pielietoSanas sferu.
Kursa sastavdala ir praktiski darbi, kuros studenti analizé dazadu metozu pielicto$anas iesp&jas un
kritgrijus.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Studentam jasagatavo apraksts un prezentacija par konkrétam analizes metodém,
problémrisinajumiem paraugu analizg, prieksrocibam un trikumiem salidzinot to ar citam
alternativam analizu metodém.
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NepiecieSamas priekSzinasanas

Bakalaura grads dabas vai inZenierzinatnés.
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Pilna un nepilna laika
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Ievadlekcija, analizu metozu iedalijums

2 0 0 0

Optiska mikroskopija, konfokala mikroskopija

Skengjosa elektronu mikroskopija, transmisijas elektronu mikroskopija

Fokuséta jonu starojuma izmantoSana materialu analiz€ un paraugu sagatavosana

Rentgena starojuma spektroskopija, atstaroto elektronu difraktometrija

Rentgenstaru fluorescences spektroskopija

Rentgenstaru difraktometrija

Infrasarkana un Ramana spektroskopija

Praktiskais darbs:

Granulometriskas analizes metodes

Praktiskais darbs: Porozimetrija

Praktiskais darbs:

Rentgenstaru kompjtitertomografija

Praktiskais darbs:

Sekundaro jonu masspektrometrija

Praktiskais darbs:

lazera ablacijas - jonu ierosinatas plazmas masspektrometrija

Praktiskais darbs: Masspektrometriskas metodes

Praktiskais darbs: Elementanalize (CHNS-O)

Praktiskais darbs: 3D atomu karté$ana
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Kopa:

Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté¥ana

| Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes




Spgj orientéties cietu vielu elementu mikroanalizu metod@s. Atbilstosi izvirzitajai problémai spgj
izveleties un pamatot pielietojamas analizu tehnologijas.

Kriteriji: sp&ja defingt piemerotako analizu
metodi.

Parbaudes veidi: Praktiskie darbi, kritériji:
Studentam jasagatavo apraksts un prezentacija
par konkrétam analizes metodém,
problémrisinajumiem paraugu analizg,
priekSrocibam un trikumiem salidzinot to ar
citam alternativam analizu metodém.

Studentam jaspgj orientgties cietu vielu elementu analizu metod€s, jaizprot iekartas darbibas
princips, paraugu sagatavosanas specifika. Jaspgj izvéleties problémai atbilstosas analizes metodes
un japamato izvele.

Parbaudes veids: eksamens, kriteriji:
Patstavigo darbu veikSana un to prezentéSana
praktiskajas nodarbibas ir obligata, lai
students tiktu pielaists pie eksamena
kartoSanas. Rakstisks eksamens ar 3
jautajumiem.
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